Z uwagi na mozliwo$¢ przystosowania sie (adaptacji) do réznych warun-
koéw oswietleniowych nawet szacowanie przez czlowieka wielkosci bez-
wzglednych obarczone jest powaznym biedem i dlatego wzglednie doklad-
nie moze on tylko mierzy¢ przez poréwnanie dwoch zrédet. Istote takiego
pomiaru pokazano na rys. 2.107. Niech A bedzie wzorcowym 2zrodiem.
Swiatla o znanej swiattosci I4 a B zrédlem, ktorego §wiattosé nalezy wy-
znaczyé. W plaszezyznie n ptytki matowej M natezenie oswietlenia od oby-
dwu zrodel wyniesie
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gdzie ¢ — wspolczynnik odbicia powierzchni pryzmatu.

Rola obserwatora sprowadza sie do wyréwnania natezenia o$wietlenia
obydwoéch cze$ci pola widzenia przyrzadu przez zmiane jednej z odleglo-
éci r. Pole widzenia narysowane jest w prawym dolnym rogu rysunku.
Wtedy zaktadajac, ze 0.4 = gp, bedzie
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Przez pomiar stosunku odleglosci r,/rz wyznacza sie $wiatto§¢ zrédia B.

Pomiar subiektywny jest szczegdlnie trudny i malo dokladny, kiedy
zrodta $wiatta nie majg tej samej barwy, np. zréodla termiczne o réznych.
temperaturach, poréwnanie zroédla promieniowania monochromatycznego
ze wzorcem $wiattosci itp. Roénie wtedy blad przypadkowy, z uwagi na
trudnosci okre$lania momentu réwnych natezen oswietlenia obydwaéch poél,
poza tym pojawia sie blad systemalyczny majgcy swe zrodlo w réznicy
spektralnej czulosci oka poszczegdlnych oséb w stosunku do sredniego oka
przyjetego przez Miedzynarodowg Komisje Oswietleniows. Nie powinny
wykonywaé¢ pomiaréw osoby majgce wady widzenia barwnego. Moga one
tylko poréwnywaé zrodia o tym samym rozkladzie spektralnym w zakre-
sie widzialnym. Poza tym rézne Wyniki otrzymane bnyby przy adaptacji
osoby mierzacej do ciemnosci i jasnogci, pomewaz zmienia sie wtedy krzy-
wa czutosci spektralnej oka.

Konieczno$¢ stosowania zrodta odniesienia, wplyw czynnika osobistego
i adaptacji, brak mozliwosci automatyzacji, przesgdzajg na korzy$¢é pomia-
réw metodami obiektywnymi, zwlaszcza w zastosowaniach technicznych.
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